
EMVA1288 测试记录 

前期准备 

1. 不能有镜头（P16） 

2. 均匀光，最好是积分球；公式 42 就是其中的规定，max-min 在一定范围内（P17） 

3. 距离和光源半径的比例有要求，推荐为 8 左右（似乎有点苛刻）（P16） 

4. 传感器如果有微透镜会影响结果（P18） 

5. 温度需要稳定、比特数尽量选最高、gain 尽可能小（P20） 

6. 至少 50 个曝光时间，每个曝光时间两幅亮场、两幅暗场（P20） 

公式说明：光子数是 p、电子数是 e、像素值是 y 

 

时间噪声 

1. 曝光时间和光子数的转换 

 



 

2. 特征曲线的斜率（P21） 

 

两个 y 的平均值就不说了，直接平均（用两张，毕竟采了两张）。 

p 的平均值有三种方式（P19），不过后两种是保持曝光时间改变光源，对光源有一定要求，所以

就用第一种：曝光时间。 

要给两张图： 

⚫ 光子数（从曝光时间计算而来）和两个 y 的差 

⚫ 光子数（从曝光时间计算而来）和暗场 y 

 

3. 稳定性：稳定就是指方差 

加号是两张图片（同一曝光时间连续采的图）平均值的差值；上面的曲线就是利用这两张图片计

算的标准差的变化。 

 



两张图片计算标准差： 

 

4. 响应度 R、整体增益 K、量子效率（P23） 

响应度 R 就是第 2 节中的第一张图的斜率（即第 2 节下面的图片） 

 

整体增益 K 按照下面的公式计算就行。 

 

量子效率 η就是 R/K，需要不同波长下的结果，就可以画出量子效率图了。 

5. 最大饱和灰度值（P10）：时域标准差取最大值时的平均灰度值，也就是说像素到了最大值的

时候，由于有噪声，其实实际有效值应该更小的。 

 



6. 最大最小光子数 
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7. SNR： 
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8. 线性度 

就是用了第 2 小点中的图，相当于求 y=a0+a1*H（H 就是 x），最小化有区别： 



 

最后的结果： 

 

需要计算出各个曝光时间的 error： 

 

 



9. 暗电流：测出下面的两个图即可。即曝光时间和均值、方差的变化。 

 
  



空间域：需要采集非常多的图 100-200 张！ 

1. 空间噪声：测量方差减去时域的方差 

 

其中 sigma-y 的计算为： 

 

2. DSNU 和 PRNU：其中 50 表示 50%饱和度，即最中间的曝光时间。 

 

 



3. 横纹竖纹  

数据：暗场图（经过低通滤波）、50%减去这个暗场图。然后按照文章的逻辑去做即可。 

 


